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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES

Premiére partie: Spécification générique

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ol sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expripaent dans la plus grande mesure

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cdmmeelles tés nationaux
3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le y(eu qu ationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEJ, dans la mesige ou ditions nationales le

permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et laféglenationyle
du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

Les Comitgs\ nationaux\ds
publication:@

Israél

Italie

Japon

Norvége

Pays-Bas

Roumanie

Suéde

Suisse

Finlande Turquie

France Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques

Cette norme remplace la premiére édition de la Publication 115-1 de la CEI (1971) et le premier
complément de la Publication 115-1A de la CEI (1972).

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme C E I d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 1: Generic specification

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical nittees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
consensus of opinion on the subjects dealt with.

between the IEC recommendation and the corresponding national rules
in the latter.

Netherlands
Norway
Romania
South Africa (Republic of)
Spain
Sweden
na Switzerland
Hungary Turkey
Israel Union of Soviet
Italy Socialist Republics
Japan United States of America

This standard replaces the first edition of I E C Publication 115-1 (1971) and the first supplement
I E C Publication 115-1A (1972).

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
I E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES

Premiére partie: Spécification générique

SECTION UN — DOMAINE D’APPLICATION

Domaine d’application

La présente norme s'applique aux résistances fixes utilisées dans les équipements
électroniques.

Flle établit des définitions, des procédures de controle et des nie
A utiliser dans les spécifications intermédiaires et particulies
systémes d’assurance de la qualité pour les composants éle

SECTION DEUX — GF

Généralités

Documents de référence

Publications de la CEI
Publication 27-1;

(1971)

Publication 5

Publication 6 & pour le marquage des résistances et des condensateurs.
(1974)

Publicatio
(1963)

iries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.

Modification No 1: (1967)

Modification No 2: (1977)

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécani-
que.

Premiére partie: Généralites.

(1978)

Publication 68-2-1: Essais A: Froid.

(1974)

Publication 68-2-1A: Premier complément.

(1976)

Publication 68-2-2: Essais B: Chaleur seche.

(1974)

Publication 68-2-2A: Premier complément.

(1976) '

Publication 68-2-3: Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

(1969)
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2.1

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 1: Generic specification

SECTION ONE — SCOPE

Scope

This standard is applicable to fixed resistors for use in electronic equipment.

It establishes standard terms, inspection procedures and methods ¢
and detail specifications for qualification approval and for qua
electronic components.

q sectional

SECTION TWO — GEN

General

Related documents

I EC Publications

Publication 27-1:
(1971)

Publication 50:

Publication 62:
(1974)
Publication 63

(1963)

eferred Number Series for Resistors and Capacitors.

Amendment No. 1: (1967)
Amendment No. 2: (1977)

Pubfisatig Basic Environmental Testing Procedures.

Publicatiq Part 1: General.
(1978)

Publication 68-2-1: Tests A: Cold.
(1974)

Publication 68-2-1A: First supplement.
(1976) '

Publication 68-2-2: Tests B: Dry Heat.
(1974)

Publication 68-2-2A: First supplement.
(1976)

Publication 68-2-3: Test Ca: Damp Heat, Steady State.

(1969)



Publication 68-2-6:
(1970)

Publication 68-2-13:
(1966)

Publication 68-2-14:
(1974)

Publication 68-2-20:
(1968)

Publication 68-2—20A:
(1970)

Publication 68-2-21:
(1975)

Publication 68-2-27:
(1972)

Publication 68-2-29:
(1968)

Publication 68-2-30:
(1969)

Publication 117:

Publication 195:
(1965)

Publication 294:
(1969)

Publication 410:
(1973)

Publicati

Publications de I'lSO
Norme ISO 3:
(1973)

Norme ISO 497
(1973)

Norme ISO 1000:
(1973)

— 8§ — 115-1 © CEI 1982

Essai Fc: Vibrations (sinusoidales).

Modification No 1: (1972)
Essai M: Basse pression atmosphérique.

Essai N: Variations de température.
Essai T: Soudure.
Premier complément: Essai Tb: Résistance a la chaleur de

soudure, Méthode 1.
Essai U: Robustesse des sorties et d

positifs de fixation.

Modification No 1: (1979)
Essai Ea: Chocs.

Essai Eb: Secousses
r humide (cycle de 12+ 12

Essai Db: Esgai cycliqug
heures).

Symboles grap iue@com andés.

Nombres normaux — Séries de nombres normaux.

Guide pour le choix des séries de nombres normaux et des
séries comportant des valeurs plus arrondies de nombres
normaux. .
Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs
multiples et de certaines autres uniteés.

Note. — Les références ci-dessus s’appliquent aux éditions courantes sauf pour la Publication 68 de la CEI pour
laquelle ’édition de référence doit étre utilisée.
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Publication 68-2-6: Test Fc: Vibration (Sinusoidal).
(1970)
Amendment No. 1: (1972)
Publication 68-2-13: Test M: Low Air Pressure.
(1966)
Publication 68-2-14: Test N: Change of Temperature.
(1974)
Publication 68-2-20: Test T: Soldering.
(1968)
Publication 68-2-20A: First Supplement: Test Tb: Resistance to Soldering Heat,
(1970) _ Method 1. ’
Publication 68-2-21: Test U: Robustness of Terminations and pral Mounting
(1975) Devices.
Amendment No. 1: (1979)

Publication 68-2-27: Test Ea: Shock.
(1972)
Publication 68-2-29: Test Eb: Bump.
(1968)

Publication 68-2-30:
(1969)

Publication 117:

Publication 195:
(1965)

Publication 294:
(1969)

Publication 410:
(1973)

Publication :
(1973)

Publication QC\00

ISO publication

ISO Standard 3: Preferred Numbers — Series of Preferred Numbers.

(1973)

ISO Standard 497: Guide to the Choice of Series of Preferred Numbers and of

(1973) Series Containing more Rounded Values of Preferred
Numbers. '

ISO Standard 1000: SI Units and Recommendations for the Use of their

(1973) Multiples and of Certain Other Units.

Note. — The above references apply to the cuirent editions, except for IEC Publication 68 for which the
referenced edition must be used.



	
	
	
	
	
	
	
	
	



